1.论文进行了多次修改，基本论述的比较清晰，但工程应用存在的实际问题论述的还不是很到位。如在实验掺杂远远大于实际的情况下得出的结论不能说明实际的杂质剔除率（实际可能远远小于实验结论，因为杂质越少剔除率越难）。请对此问题再进行相应修改。
根据专家意见对实验数据进行补充：按照论文中的方法，继续设计了250  颗/kg、200颗/kg、150颗/kg、100颗/kg不同杂质含量的硅胶散料样品进行实验。实验发现，不同杂质含量样品的剔除率与传送带速度的关系曲线大致相互重合，因此认为杂质含量和剔除率之间并没有必然的联系，即杂质含量多少并不会影响剔除率。
[bookmark: _GoBack]这是因为，对于识别系统而言，设置了挡板为匀散装置，硅胶颗粒单层铺设，并没有使杂质受到遮挡，不会影响识别率；而且杂质含量越少，识别系统处理得到的数据反而越少，剔除工作压力随之降低。对于剔除系统而言：杂质定位之后是否会出现“移位”，只与传动带运动速度产生的振动有关。在速度小于1.5m/s时，振动非常小，杂质几乎不存在以为，因此系统的剔除率不会受到影响。在在速度大于1.5m/s时，随振动的增大，剔除率降低。
因此，根据实验说明杂质含量不能对剔除率产生影响。

